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KONU:
EDX-8000 ile Tekstil Numunelerinde Agir Element Tayini

CALISMANIN AMACI:

Tekstil numunelerinde Pb, Cr, Hg, Br, Cd, Cl, Sb elementlerinin tayini.

Bu calismanin amaci; Tekstil numunelerinde bulunan ve maksimum degerleri asagida belirtilen
elementlerin miktarsal analizlerinin yapilmasi.

METOD ve MATERYALLER:

Analizler Shimadzu marka EDX-8000 cihaziyla yapilmistir.

Numune Hazirlama:
On hazirlik islemine gerek olmaksizin;

EDX-8000 Sample plate yuzeyine cap1 min. 3mm, max 30cm olacak sekilde numune koyulur. Ardindan
uygun metod cihazdan secilir, analiz baslatilir.

Hesaplama: Numune degerlendirmesi % alan dagilimina gore kantitatif olarak yapilmistir.

ANALITIK KOSULLAR:

Cihaz : EDX-8000 Dedektor Sicaklik :-49 °C
Ortam Sicaklig :18-28 °C Baslangic : 0 sec
Basinc : Air Bitis : 400 sec
X-Ray Voltage : 15- 50kV Veri Toplama Modu : Scan
X-Ray Current : 30-1000 (Auto) uA X-Ray Target :Rh
Collimator : 10mm

Filter : Filter #1 #2 #3 #4 #5
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Numune cesidi
Tekstil Deri Numunesi

istenilen degerler (Maksimum degerler Global olarak kullanilan degerler olup,miisteri istegine gore
limitler degisebilir. )

Cd :Max 100 ppm
Pb : Max 1000 ppm
Hg : Max 1000 ppm
Br : Max 1000 ppm
Cr : Max 1000 ppm
Cl  : Max 1000 ppm
Sb : Max 1000 ppm

KALIBRASYON STANDARTLARI ve CALISMALAR

1-KALIBRASYON STANDARTLARI ve KONSANTRASYONLARI

EDX-8000 Flouresans X-Ray spektrometresinde kullanilan RoHS standart kalibrasyon egrileri Japonya
Shimadzu Fabrikasinda Uretim asamasinda hazirlanmaktadir ve bu bilgiler chipsetlere yazili olarak
gonderilmektedir.

EDX-8000 cihaz1 ile gonderilen 2 Adet kalibrasyon numunesi ile glincellemeler yapilarak cihazdaki
standart kalibrasyon egrileri aktif hale getirilir.
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Group Screening

Sample:  Sivah Den

Analyte Rezult [3-zigma] Proc.-Calc. Line |Htenzity
cd ND ppm [ 11.7] Quant.-EC CdEa 0.0000
Eb ND ppm [ 2.9] Quant.-EC Fblbl 0.0000
Cr ND EEm [ 4.6] Quant.-EC CrEa 0.0142
Hg HD EEm [ 1.4] Quant.-EC Hgla 0.0000
Br 115.1 EEm [ 5.1] Quant.-EC BrEa 0.0097
c1 666.4 EEpm [ 36.5] Quant.-EC ClEa 0.0325
Sk 152.5 EEpm [ 45.4] {uant.-EC 5SkEa 0.6199
Cl1-BG 0.000 cp3/ul [-————— ] Correct @ -———— ——————o
C1CHE 0.00a0 ratio [-—————- ] Correct @ -——————— ——————o
IntBG 0.000 cp3/uk [ ] Correct @ —m————— ———————
5i 0.804 % [ 0.217] Quant.-FP S5SiKa 0.2142
Ti 0.475 % [ 0.007] Quant.-FP TiKa 24.1085
K 0.059 % [ 0.009] Quant.-FPF K EKa 0.6377
Ca 0.030 % [ 0.005] Quant.-FP CaKa 0.68324
Ca 0.01& % [ 0.001] Quant.-FF CuKa 4.0495
Fe 0.010 % [ 0.001] Quant.-FF FeKa 1.6045
Plastic 98.512 % [-———— ] Balance @ -—————— ————————

Tablo 1.1 Analiz sonunda bir deri numunesinin sonuclari

—1mm

NUMUNE GORUNTUSU SOFTWARE TARAFINDAN OTOMATIK OLARAK KAYDEDILMEKTEDIR.

Ayrica istenilen agir elementlerin haricinde numunede var olan diger elementler ve numunenin matrix
yapisi sonu¢ kisminda belirtilmektedir.

Bu Aplikasyon Notu uygulamanin gerceklestirildigi tarihe ait bilgiler 1s181nda olusturulmustur.

Bu yayinda yer alan bilgilerin referans gosterilerek baska bir yerde kullanilmasi Ant Teknik’in iznine tabidir.
Aplikasyon Notu Ant Teknik tarafindan onceden bildirilmeksizin degistirilebilir.

| antteknik.com |
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